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COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

COMPATIBILITE ELECTROMAGNETIQUE (CEM) —

Partie 4-3: Techniques d'essai et de mesure —
Essai d'immunité aux champs électromagnétiques rayonnés
aux fréquences radioélectriques

AVANT-PROPOS

1) La CEI (Commission Electrotechnique Internationale) est une organisation A

sujet traité peut participer. Les organisations internationales,
liaison avec la CEIl, participent également aux travaux. tement avec I'Organisation

deux organisations.

2) &cisi ici S, Qyesti technitues représentent, dans la mesure

3) t . llIs sont publiés
comme normes, rapports techniques ou guid S ¢ extels par les Comités nationaux.

4) Dans le but d'encourager l'unification internationg 3 dtionaux de la CEl s'engagent a appliquer de
facon transparente, dans to SU i g internationales de la CEl dans leurs normes
nationales et régionales. [\ e orme/de la CEIl et la norme nationale ou régionale
correspondante doit étre indiquée € termes c .

5) La CEI n’a fixé aucune | &gu e age comme indication d’approbation et sa responsabilité
n'est pas engagéequand i ¢ é conforme a I'une de ses normes.

6) L’attention est asu ity etai eléments de la présente Norme internationale peuvent faire
I'objet de droits ere | )u de droits analogues. La CEl ne saurait étre tenue pour

e la partie 4 de la norme CEI 61000 et remplace la premiére édition
en 1984. Elle a le statut de publication fondamentale en CEM en

La présente version consolidée de la CElI 61000-4-3 est issue de la premiére édition (1995) et
de son amendement 1 (1998) [documents 77B/234, 77B/235/FDIS et 77B/238, 77B/239/RVD].

Elle porte le numéro d'édition 1.1.

Une ligne verticale dans la marge indique ou la publication de base a été modifiée par
'amendement 1.

Les annexes A a | sont données uniquement a titre d'information.
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INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

ELECTROMAGNETIC COMPATIBILITY (EMC) -

Part 4-3: Testing and measurement techniques —
Radiated, radio-frequency, electromagnetic field immunity test

FOREWORD

1) The IEC (International Electrotechnlcal Commlssmn) is a worIdW|de organlzatl qn fo

entrusted to technical committees; any IEC National Committee
participate in this preparatory work. International, governmental and no
with the IEC also participate in this preparation. The IEC collaborate
for Standardization (ISO) in accordance with condition
organizations.

2) The formal decisions or agreements of the IEC on gtec

3) The documents produced have the form of recqmm

4) In order to promote international unification,
Standards transparently to xt i
divergence between the IK
indicated in the latter.

its—edpproval and cannot be rendered responsible for any
standards.

equipment declaregd to be q
6) Attention is dra »‘@ ibi 2 elements of this International Standard may be the subject
of patent rights. T Q be helthresponsible for identifying any or all such patent rights.

5) The IEC provides no m

International

aspects, of | ittee 65: Industrial-process measurement and control.
It forms gectiQ part Aof IEC 61000 and replaces the first edition of IEC 60801-3 issued in
1984. It has status~af abasic EMC publication in accordance with IEC Guide 107.

sion of IEC 61000-4-3 is based on the first edition (1995) and its
amendment 1 (1998) [documents 77B/234, 77B/235/FDIS et 77B/238, 77B/239/RVD].

It bears the edition number 1.1.

A vertical line in the margin shows where the base publication has been modified by
amendment 1.

Annexes A to | are for information only.
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INTRODUCTION

La_ présente norme fait partie de la série des normes 61000 de la CEl, selon la répartition
suivante:
Partie 1: Généralités
Considérations générales (introduction, principes fondamentaux)
Définitions, terminologie
Partie 2: Environnement
Description de I'environnement
Classification de I'environnement
Niveaux de compatibilité
Partie 3: Limites

Limites d'émission

Limites d'immunité (dans la mesure ou elles ne reléven de produit)

Partie 4: Techniques d'essai et de mesure
Techniques de mesure

Techniques d'essai

Partie 5: Guide d'installation et d'attényation
Guide d'installation
Méthodes et dispositifs d'atténuatio
Partie 9: Divers
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INTRODUCTION

This standard is part of the IEC 61000 series, according to the following structure:

Part 1: General
General considerations (introduction, fundamental principles)
Definitions, terminology

Part 2: Environment
Description of the environment
Classification of the environment
Compatibility levels

Part 3: Limits
Emission limits

Immunity limits (in so far as they do not fall under the respor gt committees)
Part 4: Testing and measurement techniques
Measurement techniques

Testing techniques

Part 5: Installation and mitigation guide
Installation guidelines
Mitigation methods and devices
Part 9: Miscellaneous

Each part is further supdivided ihto-sectis are to be published either as International

standard which gives immunity requirements and test
~fregdency, electromagnetic fields.
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COMPATIBILITE ELECTROMAGNETIQUE (CEM) —

Partie 4-3: Techniques d'essai et de mesure —
Essai d'immunité aux champs électromagnétiques rayonnés
aux fréquences radioélectriques

1 Domaine d'application et objet

matériels électriques et électroniques soumis a des
fréquences radioélectriques.

NOTE — Cette section définit des méthodes d'essai p® ar 'i s rayonnements électromagnétiques
sur le matériel concerné. La simulation et le S 9 S electromagnethues ne sont pas
suffisamment exactes pour déterminer quantita

comités de produits C
de matériel) res
appliquer a leur

les part|es prenantes aux accords fondés sur Ia présente partie de la
CEI 61000 sont inwitgés a rechercher la possibilité d'appliquer les éditions les plus récentes
des documents normatifs indiqués ci-aprés. Les membres de la CEl et de I''SO possédent le
registre des Normes internationales en vigueur.

CEl 60050(161):1990, Vocabulaire Electrotechnique International (VEI) — Chapitre 161:
Compatibilité électromagnétique

CEIl 61000-4-6:1996, Compatibilité électromagnétique (CEM) — Partie 4: Techniques d'essai
et de mesure — Section 6: Essai d'immunité aux perturbations conduites, induites par les
champs électromagnétiques aux fréquences radioélectriques
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ELECTROMAGNETIC COMPATIBILITY (EMC) -

Part 4-3: Testing and measurement techniques —
Radiated, radio-frequency, electromagnetic field immunity test

1 Scope and object

This section of IEC 61000-4 is applicable to the immunity of electrical and ¢ Qhic equipment
to radiated electromagnetic energy. It establishes test levels and the requifed testarocedures.

are devoted to the protection against radiofrequency emij ragio telephones
NOTE - Test methods are defined in this section for measuring the effect tha gnetic radiation has on the
equipment concerned. The simulation and measurement of ele adiationAs not adequately exact for

quantltatlve determination of effects The test methods i 2 b ed for the primary objective of

This section does not intend to specify Q beNapplied to particular apparatus or
systems. Its main aim is to give a ‘geneya i se to all concerned product committees

— Chapter 161:

Electromagnetic cowpéatibility

IEC 61000-4-6:1996, Electromagnetic compatibility (EMC) — Part 4: Testing and measurement
techniques — Section 6: Immunity to conducted disturbances induced by radio-frequency fields





